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Идентификация и определение концентрации ионов участвующих в 

электрохимических процессах проливает свет на химические аспекты механизмов 
электрохимических реакций. Ионоселективные микроэлектроды представляют собой 
уникальные инструменты, позволяющие измерять локальную неравновесную 
активность отдельных ионов (например H+, Mg2+, Zn2+, Al3+, Na+ и Cl- ) в электролите, 
граничащем с активно растворяющимся металлом. 

Микропотенциометрические измерения с ионоселективными микроэлектродами 
могут быть проведены с использованием метода сканирующего ионоселективного 
микроэлектрода (Scanning Ion-Selective Electrode Technique, SIET) [1] или сканирующей 
электрохимической микроскопии в потенциометрическом режиме (Scanning 
Electrochemical Microscopy, SECM) [2]. 

В докладе будут рассмотрены основы микро-потенциометрии в приложении к 
материаловедению, объяснены преимущества, а также ограничения и подводные камни 
метода. Кроме того, будут показаны несколько ярких примеров задач решаемых микро-
потенциометрией в области материаловедения [3-6].  
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